Miernik strat odbiciowych

Kompatybilnos¢
Mierniki IL/RL 1QS-3250 od EXFO sg kompatybilne z nowg platformg JGR MS. Pozwala to uzytkownikom na
bezproblemowe rozbudowanie produkcji przy niskich kosztach.

MS12 .

ILURL IQS Mainframe
1QS-3250 .

ILURL MS Mainframe

Oprogramowanie przyjazne dla produkcji

Oprogramowanie miernika MS12 zostato stworzone z myslg o dziatalnosci produkcyjnej. Jest bardzo proste w
obstudze, umozliwia konfiguracje nowych testow w kilka sekund i pozwala na ich zapisanie w celu pdzniejszego
wykorzystania.

Opis produktu KLUCZOWE FUNKCJE

MS12 jest najpowszechniej stosowanym miernikiem strat wtrgceniowych ~ * SM1310,1490, 155011625 nm Oprogramowanie zwieksza efektywnosc¢ pracy pozwalajgc na zarzgdzanie wszystkimi sekwencjami testowymi,
oraz odbiciowych na rynku. Dostarcza doktadnych oraz wiarygodnych LALM;\;)Z;?ZO " bazami danych oraz wynikami przy zachowaniu prostoty obstugi. Oprogramowanie jest bezptatnie dostarczane
wynikdéw pomiaru wigzek kablowych oraz komponentéw optycznych. « RL: MM 50 dB przy zakupie platformy MS12001.

e , . . L | * Detektor ze sferg catkujaca
Dzieki bliskiej wspotpracy z liderami na rynku swiattowodow, platforma

MS12 zostata dostosowana do krytycznych potrzeb testowania ZASTOSAOWANlE sevo | sesmrement | comectore| swach ot contpronen
Swiattowodow. Wbudowana funkcja monitorowania utrzymuje stabil- Ezzx:;i xzile:nks:igvyfyzh
nosc¢ lasera, dzieki czemu pomiary start wtrgceniowych sa wiarygodne.  « Jjednoczesne testowanie z wieloma
Wewnetrzna referencja strat odbiciowych zapewnia wiekszg doktadnos¢ typami ziaczy

pomiaru strat odbiciowych. MS12 dla $wiatfowodéw wielomodowych ~ © | estoWene pojedynezyeh iwielu wiokien 1550
spetnia wymagania normy IEC 61280-4-1 (Encircled Flux). ZGODNOSC = TestTven
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MS12 Miernik strat odbiciowych

Modularnosé Doktadnos¢, powtarzalnosé i wiarygodnosc
Modutowa konstrukcja platformy MS umozliwia testowanie strat wtrgceniowych oraz odbiciowych zaréwno dla Detektor catkujgcy jest standardowym wyposaze- Integrating
Swiattowoddw jednomodowych jak i wielomodowych. niem modutu MS12. Najnowsza konstrukcja — Sphere

detektora posiada szerszg aperture pozwalajgca
na testowanie wigzek swiattowodowych typu sim-
plex, duplex oraz wielowtoknowych bez potrzeby
ich roztgczania. Zastosowana sfera integrujgca
posiada pomijalng zaleznosc¢ od polaryzacji, dzieki
czemu zwiekszona zostaje doktadnosc oraz pow-
tarzalnos¢ pomiaru. Dostepna jest rowniez opcja
zdalnej gtowicy detektora.

Pomiar start wtrgceniowych zostat opracowany
zgodnie z normg TIA/EIA-455-34A oraz
IEC61300-3-4 “ Badania i pomiary - Tiumienno$¢” ~ Detector

Modutowos¢ pozwala rowniez na tatwg rozbudowe o mozliwosc testowania swiattowodow wielowtoknowych
za pomocg modutu przetgcznika MS7.

Elastycznos¢

MSO058 Benchtop Chassis

Dzieki zaawansowanej technologii pomiaru w domenie czasu oraz szerokiej aperturze detektora, miernik MST
dostarcza doktadnych i powtarzalnych pomiarow strat wtrgceniowych oraz odbiciowych. Ciggte monitorowanie
zapewnia dokfadne pomiary strat wtrgceniowych poprzez kompensacje waharn mocy zrodta.

Wykorzystanie 10-slotowej platformy MST0R umozliwia wielokanatowe testowanie IL/RL zaréwno dla
Swiattowodow SM jak i MM w jednej stacji pomiarowej. Do platformy mozna rowniez dotgczy¢ modut testera
polaryzacji MS4 w celu zwiekszenia funkcjonalnosci oraz optymalizacji stacji pomiarowe;.
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MS12 Miernik strat odbiciowych

Schemat zamodwien

1 - Konfiguracja miernika strat odbiciowych MS12 3 - Konfiguracja testera polaryzaciji MS4 *jesli nie jest potrzebny, mozna pomingé
Modut jednomodowy (2 sloty) Modut testera polaryzacji (2 sloty)

MS1e- -SD-09FA

MS4-1 1 -MA

LASER 1 LASER 2 DETEKTOR 7

LICZBA KANAEOW
Bezlasera |0 Bezlasera |0 Brak .

12 | 12 kanatow
1310nm 30 1550nm 50 Zdalna gtowica R -

24 | 24 kanatéw
1490nm 04 1625nm 06

48 | 48 kanatoéw

* Wersja jednomodowa wyposazona jest w ztgcze wyjsciowe FC/APC

Modut wielomodowy (2 sloty)

MS12-8300-5SD- P

4 - Dodaj wszystkie moduty, aby okresli¢ rozmiar platformy MS

“ € | Platforma MS
o TYP WEOKNA DETEKTOR
50/125 pym 50 Brak
62.5/125um | 62 Zdalna gtowica R I\/I S
[
s Standardowa wersja wielomodwa posiada dwa lasery 850 i 1300 nm
i wyposazona jest w zigcze wyjéciowe FC/UPC Lol
5 slotow 05B
8 slotow 08B
2 - Konfiguracja przetgcznika MS7 #*jesli nie jest potrzebny, mozna pomingé Lo UL

Modut przetgcznika (7-5 slotow)

v Ms7-1a [ 008 B |

£ CL €€ LT ] \
L 5 - Wybierz adaptery detektora
i g WYJSCIE TYP W OKNA TYP ZtACZA
L 002 | |0 09 | 9/125um Fp | Foupc
© he 004 50 | 50/125um FA | FC/APC S D
‘ = 012 | Zsioty 62 | 625/125pm .
024 | 350U \—'—‘
032 5 slotéw v
048 Zaslepka 00 MU 14 DA113 Barrel 20 MTPO/MPO-16 | 38
FC 01 E2000 15 BFA3000 Barrel 21 CS 64
ST 02 Uniwersalne 2.5 | 16 Uniwersalne 1.6 26 SN 67
X i , SC 03 MTP/MPO 17 LC Duplex 34 MDC 68
Wiecej adapterow dostepnych na Uniwersalne 1.25| 04 | LC 18 | optitap 35
zyczenie. Szczegoty na stronie 78. MT 12 | MTRY 19 | wmxc 37
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MS12 Miernik strat odbiciowych

Specyfikacje optyczne/elektryczne

Specyfikacja

eremet Wielomody

Typ witdkna (um) 9/125 50/125 62.5/125
Standard Encircled Flux N/A IEC 61280-4-1
Dtugosci fali (nm) 1310/ 1550 lub 1490/ 1625 850/1300
Niepewnos¢ pomiaru IL (dB) +0.03 +/-0.05
Stabilnosc pomiaru IL (dB)' +0.004 +0.01

Starty odbiciowe (dB) 30 do 80 10 do 50

+1.0 (30 do 70) +1.2 (10 do 30)

.. : +1.7(70do 75) +1.5(30 do 40)
Doktadnos¢ pomiaru RL (dB)
+2.2 (75 do 80) +1.6 (40 do 43)
+2.9 (43 do 50)
Powtarzalnos¢ pomiaru (dB)? +0.7 (30 do 65) +0.2 (10 do 30)
+0.2 (65 do 70) + 0.4 (30 do 40)
+0.4 (70 do 75) +0.6 (40 do 43)
+1.5 (75 do 80) +1.8 (43 do 50)
Czas testowania (s) < 3 na dtugosc fali

Dtugos¢ wigzki swiattowodowej (m) 1.7 do 1500 1.7 do 500
Typ detektora Ze sferg catkujaca
Metoda testowania Od konca do korica / Dwukierunkowa

Uwagi:
" Dla stabilnego potaczenia przez okres 15 minut.
2 Dla stabilnego potaczenia przez 10 pomiaréw.

Specyfikacje mechaniczne/srodowiskowe

Parametr Specyfikacja

Liczba slotow 2

Wymiary urzadzenia S x W x G (cm) 7.4x12.5x282
Wymiary pudetka S x W x G (cm) 43 x 27 x 47

Waga urzadzenia (kg) 0.9

Catkowita waga przesyiki (kg) < 5 (zalezy od liczby modutow)
Temperatura pracy (°C) 0do 40
Temperatura przechowywania (°C) —-40 do 60

Wilgotnos¢ (bez kondensacji) Maksymalnie 80%, bez kondensacji przy 40°C

JGR Optics Inc.
160 Michael Cowpland Dr. Ottawa, Ontario KZM 1P6 CANADA
T613-599-1000 | F613-599-1099 | info@jgroptics.com

MS7/ Przetgcznik optyczny

Specyfikacje optyczne/elektryczne

Specyfikacja

Parametr 1x4, 1x12, 1x24, 1x32, 1x48, 1x72

Wielomody
Zakres dtugosci fali (nm) 1250 - 1660 840-1310 1250-1670 840-1350
Straty wtrgceniowe (dB)’ 0.7
Odbicie wsteczne (dB)’ <-50 <-35 <-60 <-40
PDL (dB) <0.05 N/A <0.05 N/A
Powtarzalnos¢ (losowe przetgczanie) (dB) N/A +/-0.025
Powtarzalnos¢ (sekwencyjne) (dB) +0.01 +0.005
Przestuch (maksymalny) (dB) -80
Maksymalna moc wejsciowa (mW) 300
Czas przetgczania (ms) 10 300
Zywotnos$¢ przetgcznika 108 cykli

Uwagi:
" Z wytgczeniem ztaczy,

Specyfikacje mechaniczne/srodowiskowe

Specyfikacja
Parametr
Liczba slotow 1 2 3 5 7
Wymiary urzadzenia Sx W x G (cm) ~ 36x125x282  74x125x282 11.2x125x282 188x125x282 268x125x282
Wymiary pudetka S x W x G (cm) 43 x 27 x 47
Waga urzadzenia (kg) 0.5 0.7 0.9 14 2
Catkowita waga przesytki (kg) < 5 (zalezy od liczby modutow)
Temperatura pracy (°C) 0 do 40
Temperatura przechowywania (°C) -40 do 60

Wilgotnos¢ (bez kondensaciji) Maksymalnie 80% RH przy 40°C

www.JGRoptics.com




MS4 Tester polaryzacji

Specyfikacje optyczne/elektryczne

Parametr

Dtugos¢ fali (nm)

Klasa lasera

Interfejs optyczny mzz:z

Wykrywane polaryzacje
Czas testowania (12 kanatow)

Tolerancja IL

Specyfikacja
650
2
MTP/MPO APC meskie (SM)
MTP/MPO UPC meskie (MM)
A, B, C oraz niestandardowe
<2s
<6dB

Specyfikacje mechaniczne/srodowiskowe

Parametr Specyfikacja

Liczba slotow

Wymiary urzadzenia S x W x G (cm)
Wymiary pudetka S x W x G (cm)
Waga urzadzenia (kg)

Catkowita waga przesytki (kg)
Temperatura pracy (°C)
Temperatura przechowywania (°C)
Wilgotnos¢ (bez kondensacji)

2
11.2x12.5x28.2
43 x 27 x 47
0.9
< 5 (zalezy od liczby modutow)
0do 40

—-40 do 60

Maksymalnie 80% RH przy 40°C

JGR Optics Inc.
160 Michael Cowpland Dr. Ottawa, Ontario KZM 1P6 CANADA
T613-599-1000 | F613-599-1099 | info@jgroptics.com

MS Platforma

Specyfikacje mechaniczne/srodowiskowe

Parametr

Typ obudowy

Specyfikacja

MSO05B MS08B

Wolnostojgca Do montazu w szafie

Liczba slotow 5 8 10
Wymiary urzadzenia S x W x G (cm) 36 x15x 34 47 x15x 34 485x44.5x%x13
Wymiary pudetka S x W x G (cm) 42 x 27 x 48 53 x32x57 65 x 58 x 33
Waga urzadzenia (kg) 7 7 7
Catkowita waga przesytki (kg) 8 8 8
Temperatura pracy (°C) 0do 40 0do 40 0do 40
Temperatura przechowywania (°C) -40do 70 -40do 70 -40do 70
. iy . Maksymalnie 95% RH Maksymalnie 95% RH Maksymalnie 95% RH
Wilgotnos¢ (bez kondensacji) o>(/j 0 do 40°C od 0 do 40°C 0d 0 do 40°C
Napiecie wejsciowe 100-240V AC, 50 - 60 Hz
Zuzycie mocy (VA) Maksymalnie 80
Skontaktuj sie z nami!
RATE ART
/ SIEDZIBA ODDZIAL
/ Lenartowicza 24 Wolska 64A lok.16
4 todz Warszawa

A | dlEdal L

Tel. +48 235 70 88
biuro@rateart.pl
www.rateart.pl
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